TerraSpec

Mineral Arama

TerraSpec® serisi mineral analiz cihazlari, arama Jeologlarinin baslica
ihtiyaci olan mineralojik analizler igin gegerli teknoloji olarak kabul
goérmustir.  Gelistiriimis kablosuz ag kapasitesi ve arazi sartlarina Kullanim Alanlari
dayanikhhg! ve portatif 6zelligi ile TerraSpec 4 Hi-Res mineral analiz ® Mineral arama

cihazi 6 nm ¢6zunurliGgu ile farkh bir cok minerali saniyeler icerisinde

tanimlamanizi saglar. SWIR 1 ve 2 dedektorlerinde performansin ® Maden sahasi

artirnimasi ile 6zelliklede daha koyu renkli minerallerde daha dogru ve haritalandirmasi
hizli spektral veri toplanmasi saglanmistir. ®  Mineral kimelerinin
e G tanimlanmasi
® Geligtiriimis optik 6zellikleri daha hassas spektral sonuglara gok . ) o
ylksek spektral netlik ve tanimlama ile ulasmanizi saglar. Sondaj kirintilari analizi
*  Performansi iki kat arttiriimis SWIR 1/SWIR 2 dedektorleri ile daha ® Karot loglama
iyi alterasyon analizleri elde edersiniz. ® Arama faliyetlerinin ilk
®  Geligtirilmig portatiflik 6zelligi (yeni sirt gantasi ve standart 802.11g calisma safhalarinda

Wi-Fi) arazide daha 6zgur hareket etmenizi saglar

® Tahribatsiz 6lgiim yapabiliyor olmaniz ve 6rneklerin hazirlanmasi
hazirlanmasi gerekmediginden arazide daha hizli élgimler
yapmanizi saglar
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Maden arama jeologlari i¢in bu gelismeler
daha hizli veri elde etme ve daha iyi veri

kalitesi anlamina gelmektedir. Bu
gelismeler ayni zamanda, demir igeren
serpantin ve Klorit gibi bundan dénce
Olctimesi ¢ok zor olan disuk
konsantrasyon ve disuk yasimali

mineraller icin daha dogru degerlendirme

yapmaya izin vermektedir

TerraSpec 4 Hi-Res mineral analiz cihazi
maden yatagi haritalandirilmasininda dahil
oldugu genis bir yelpazeye yayllan maden
arama uygulamalari icin optimize
edilmistir. Sadece 350-2500nm dalga
boylarinda tanimlanabilen minerallerde
uygulanabilir.

DIGER OZELLIiKLER

: RS3TM Kontrol Yazilimi,

Yazilim

PERFORMANS

Olciim aralig
Spektral ¢oziiniirliik

Tarama siiresi
Sinyal-Giiriiltii orani
VNIR

SWIR 1

SWIR 2

Dagilan isik orani

Yenilenebilir dalgaboyu
Dalgaboyu dogrulugu
Kanallar

VNIR Detektorii

SWIR 1 & 2 Detektoérii

: 350-2500 nm
:3nm @ 700 nm

6 nm @ 1400/2100 nm
: 100 milisaniye

9,000:1 @ 700 nm
9,000:1 @ 1400 nm
4,000:1 @ 2100 nm

VNIR: 5000:1 (%0.02)
NIR :10,000:1 (%0.01)
:0.1nm
:0.5nm
: 2151

: (350-1000 nm) 512 element
silicone array

: (1000-1800nm) & (1800-2500
nm) Graded Index InGaAs
Photodiode, TE cooled

FiZIKSEL OZELLIiKLER

Boyutlar (Y x E x D)
Agirhik

NIMH batarya agirhigi
NIMH batarya siiresi

Calisma sicakligi
Saklama sicakhgi

Tasima Aparatlan

Spectral Geologist ve Giic kaynag
SpecMin ile uyumludur.

: Pelikan dayanikl tasima AC girisi
cantasi, Yumusak kenarl DC girisi

tasima cantasi (opsiyonel)
Ergonomik sirt cantasi

Yardimci gii¢ portu

(opsiyenel)

Garanti

: Bir yil, musteri destek

uzmani dahil tam garanti

Kontrol Unitesi

: Notebook, Windows
7 64 bit
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:2.7 x36.8x29.2cm

: 5.44 kg

: 1.2 kg

: Yaklasik 6 saat (aksesuar ve

aydinlaticilar harig)

: 0 ile 40°C
: -15 ile 45°C
: AC/DC Ayarli Glg¢ Kaynagi

Muharli Kursun-Asit Jel Hiicre Pil

: 90-240 VAC, 50/60 Hz
: 12 VDC, 60 W
. Cikis, +12 VDC, 27 Watt (maks.)

NiK SiISTEM

N

‘\’II\ ‘\IHTF\]
www.nik.com.tr s




	Slide Number 1
	Slide Number 2

